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Z DOŚWIADCZEŃ NAD PRZYGOTOWANIEM CIENKICH FOLII 
METALOWYCH DO OBSERWACJI DYSLOKACJI ZA POMOCĄ 

MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO

(Streszczenie referatu w ygłoszonego w  języku niem ieckim )

Odwzorowanie dyslokacji i przemieszczeń struk tu ra lnych  w m etalach 
za pomocą m ikroskopu elektronowego zakłada możliwość sporządzenia 
z badanej próbki dostatecznie cienkiej płytki, przepuszczającej elektrony. 
Dotychczasowa metoda otrzym yw ania cienkich szlifów nie jest jednak 
odpowiednia, bowiem przepuszczalność dla św iatła widzialnego nie jest 
już w ystarczająca dla elektronów. Także cięcie m etali za pomocą m ikro- 
tonu tylko w szczególnych przypadkach daje pożądane wyniki, gdyż otrzy
m any tym  sposobem szlif w ykazuje w  w yniku cięcia znaczne deform acje.

Przygotow anie błonek m etalow ych o żądanej przepuszczalności dla 
elektronów  jest więc możliwe jedynie za pomocą odpowiednich metod 
chemicznych (strawianie) lub elektrochemicznie (polerowanie). W tych 
przypadkach produktem  wyjściowym jest walcowana lub kuta cienka 
blaszka lub folia. Nie ma jednak uniw ersalnej recepty dla dalszego „zcie- 
nienia próbek” i każdy stop trzeba traktow ać indywidualnie, dobierając 
dla niego najodpowiedniejszy sposób.

W referacie przedstawiono przeprowadzone próby na różnych sto
pach m etali, w ykorzystując m etody znane z lite ra tu ry  technicznej 
(np. W. Bollmann, R. B. Nicholson, J. Nutting, H. M. Tomlinson i i.) 
oraz podano w yniki i uzyskane doświadczenia.


